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(54) Zapojeni pro zdznam chybové adresy a obsahu,
' zJisténych testovdnim

Zapojeni se tykd oboru merlcl techni-
ky. Podstata jeho funkce BpOCIVa v tom, Ze
testov301 system provadl test aZ do naleze- 290
ni chyby v po¥adi daldi za chybou s jiZ
zaznemenanou adresou. Pak je test zastaven
a chybgva adresa a obsah jsou zaznamendny.
Zdroven je o jednu zvySemo pofadi zgzname~
nané chyby. Potom je test op&tné spudtén
od zacatku testovaciho vzorku, od nehoz jsou
rovnéZ znovu poSitdny nalezené chyby az do
nalezeni chyby g dosud nezaznamenanym pora—
dim. Proces je ukonlen koncem provadeneho

testovaciho vzorku, Zapojeni pro zdznam 201 N
chybove adrnsy podle vynalezu miZe byt vyu- L '.m :
£it v oboru vypodetni a sddlovaci techniky o 22 DY

a v oboru sutomatizace.
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Vyndlez se tyk4 zapojeni pro zdznam chybové adresy a ob=
sahu,zjisténych testovénim na testovacim zafizeni, které umoz-
nuJe zéznam 1 pP¥i testovédni neJVyééi pracovni rychlosti testo=-
vaného objektu.

U velkych testovacich systémd nejvy381 cenové tiH{dy Je
pro zéznem testovdnim zjiZtEné chybové adresy uréena k tomu
ddelu vyhrazend pamsE chyb. ProtoZe je nutné do pam&ti chyb
zaznamendvat chybové adresy i mejrychlejsich objektd, pro kte-
ré je testovaci systém uréen, musi i pamé% chyb precovet srove
natelnou rychlostf. Na druhou stranu je putné do pam¥ti chyb
zaznamendvat chybné adresy i objektd s nejvetsf pam&fovou ka-
pacitou, pro které je testovaci systém urden, proto musi mfit
i pems¥ chyb dostatednou kapacitu. Odtud plyne na pamdi chyb
ndrok na pracovni rychlost, kapacitu a spolehlivost vy$8f neZ
maj{ objekty, pro né&¥ je testovaci systém urden. Proto Jjsou mé-
fen{ vyuZivajici rychlou pamst chyb u men8ich testovacich sys-

- témd niZ¥f cenové t¥{dy nehrazeny zpisobem zdznamu, pfi kte-

rém je proces testovéni zastaven a testovdni pokraduje aZ po
zdznamu chybové adresy do pam&ti ¥fdfctho procesoru. Tento zpd=-
gob zdznamu chybové adresy vede k vytvoreni v¥dy nového neopa= .
kovatelného testovacfho vzorku navic s nedefinovanym qurytim
dynamickych peruch. Vysledky testu s vlio¥enymi dasovymi prodle-
vami jsou nadto neporovnatelné 8 vysledky testu bez &asovych
prodlev.

Tyto nevyhody odstraﬁuje zapojeni pro zéznam chyboﬁé
adresy a obsashu, zjist¥nych testovénim podle vyndlezu, jeho%
podstata spodivd v tom, Ze vystupn{ bréna testovacfho vzorku
obsahu generdtoru testovacich sekvenci je spojena se vstupni
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brénou testovaciho vzorku obsahu vyhodnocovacfho obvodu a se
~ vstupni brdnou testovaciho vzorku obsahu ¥{dfciho procesoru,
 pPi%em¥ vystupni bréna testovaci adresy generdtoru testovacich
sekvenc{ je pripojena ke vstupni brénd testovac{ adresy testo-
vaného objektu a ke vstupni brén¥ testovaci adresy fidiciho
procesoru, pfiéemé.vjstupni bréna testovaného obsahu testova-
néhe objektu je pripojena k vyhodnocovacimu ebvodu, jehoZ chy-
bovy vystup je pfipojen k chybovému éitaéi, jehoZ nulovaci
vstup je spejen s nulovacim vstupem vyhodnocovaciho obvodu a

s nulovacim vstupem ¥fdfcfho procesoru, JjehoZ chybovy vetup je
~epojen & chybovym vstupem generétoru testovacich sekvenci a

s chybovym vystupem legického kompardtoru, piifemZ nastavovaci
vstup chybového registru je spojen s nastavovacim vstupem P{df=
ctho procesoru, pridem% vystupni bréna pofadil chyby chybového
&ftade je pripejena ke vstupni brén& pofadi chyby logického
komparétoru a ke vstupni bréng poradi chyby chybového registru,
jeho% vystupni bréna zaznamenané chyby je pfipojena k logickém
mu komparatoru.

Zapojeni pro zdznam chybové adresy a obsahu zjisténych
testovdnim podle vyndlezu mé wyhodu v tom, Ze umo¥nuje pii pro-
dlouZen{ testovaci doby vykondvat na malych testovacich systé-
mech niZ%3{ cenové t¥idy nédrolné métend, dosud realizovatelnd
pouze na velkych testovacich systémech. PF¥itom zplsob zéznamu
chybové adresy a obsahu zjistdnych testovénim pedle vynélezu
neovliviuje pokryti dynemickjch poruch & vysledek testu je rov=
necenny s testem provedenym testovacim vzorkem bez prreruSeni
testovéni, jek Jje realizovén na velkych testovacich systémech
vy381 cenové ti#idy. Vyhoda zepojeni pro provéddni zpisobu zé-
zpamu podle vyndlezu spoéivé v jeho snadném zadlenéni do malych
testovacich systémi, které jsou jednoduchym zplsobem piizpiso-
beny provéddni zpisobu zéznemu podle vyndlezu.

Zapojeni pro zdznem chybové adresy a obsehu, zjidténych
testovénim, umo¥nuje nejen testovdni rbvnocenné testovéni na
_ velkych testovacfch systémech, ale navic.umo¥nuje i prib&né
zpracovdni informace o chybovych adrsséch b&hem doby testovéni
v fidicim procesoru. Tim lze dosdhnout prib&iného zpracovéni
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vyznamnostl provédéného testu a pii ziskévenych vysledcich

8 malou vypovidacl schopnost{, napf{iklad pri chybé na vSech .
krocich provéddného testu, lze testovaci proces zastavit Jesté
pifed jeho dob&hnutim do konce testovacfho vzorku. Tek je dosa-
¥eno uspory pracovni doby testovactho systému, na ném¥ je za-
pojeni podle vyndlezu aplikovdno.

Na pripojeném vykresu je mdz20vA¥n priklad zapojeni pro
provédéni zplisobu zdznamu chybové adresy a obsahu, zjisténgch
testovénim., Vstupni brédna 210 testovaciho vzorku obsahu genersd-
toru 20Q testovacich sekvenci je spojena se vstupni brénou L10
testovaciho vzorku obsahu testovaného objektu 100,se vstupni
brédnou 310 testovaciho vzorku obsahu vyhodnocovaciho obvodu 300
a se vstupn{ brénou 41Q testovaciho vzorku obsahu *idicihe pro-
cesoru 400. Vystupnf brdna 220 testovaci adresy generdtoru 200
testovactich sekvenct je pfipojena ke vstupni brén& 120 testova-
c{ adresy testovaného objektu 100 a ke vstupni brdné 420 testo-
vaci adresy ¥{idiciho procesoru 400. Vystupnf{ bréna 130 testova-
ného objektu 100 je pPipojena k vyhodnecovacimu obvodu 300, je-
- ho% chybovy vystup 301 je pPfipojen k chybovému &{ta¥i 500, jew
hoZ nulovaci vstup 502 je spojen 8 nulovacim vatupem 302 vy- |
hodnocovactho obvodu 300 a s nulovacim vetupem 402 #fdféfho pro-
cesoru 400, jeho% chybovy vstup 401 je spojen s cliybovym vstu-
pem 201 generdtoru.200 testovacfch sekvenci a s chybovym vystu-
pem £0) logického komparsdtoru 60Q. Nastavovaci vstup 705 chy-
bového registru 190 je spojen s nastavovacim vetupem 405 ¥#{dl-
ctho procesoru 400. Vystupni bréna 310 poradil chyby- chybového
&fta%e 500 je piipojena ke vstupnf brdn¥ §10 pofadi chyby logic-
kého kompardtoru §00 a ke vstupni bréné 710 poradi chyby chybo-
vého registru 700, jeho% wystupni bréna 720 zaznamenané chyby
Je p¥ipojena k logickému komparétoru 600,

Funkce zapojeni pro zdznam chybové adresy a obsahu, zjiété—
nych testovdnim, je nésledujici:

V chybovém registru 700 je uloZeno poiradi chyby se zazna-
menanou chybovou adresou a obsshem. UloZené poradf je pres vy-
stupn{ brénu 720 zaznamenané chyby chybového registru 700 vysf-
1éno do logického kompardtoru §00. Zde je srovndvéno s poiadim
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prévé nalezené chyby, vysflaném do vstupni{ brény 610 poradi
chyby logického kompardtoru 600 z vistupni brény 510 potadd
chyby chybového &f{tade 500, Ten &{té chybové impulsy piivéd&-
né z vyhodnocovaciho obvodu 300, ktery porovndvéd p¥i testovéd-
n{ testovacf vzorek obsshu, pfivédény z generdtoru 200 testo-
vacich sekvenci na vstupnf brénu 310 vyhodnocovaciho obvodu
399’8 testovanou odezvou z testovaného objektu ng,pfivédénou'
na vstupni brénu 330 vyhodnocovaciho obvodu 300. Vyhodnocené

' chyby vevyhodnocovacim obvodu 300 jsou-podftédny v chybovém &f-
ta¥i 500 a¥ jejich poZet preséhne poradi chyby zaznamenané v
chybovém‘registru 700. Pak logicky kompardtor 00 vy3le na chy-
bovy vstup 201 generdtoru 200 testovacich sekvenci a na chybo-
vy vatup 40Q) i{dfciho procesoru signdl o nalezeni nové chyby

8 ‘dosud nezaznamenanou chybovou adresou a obsahem. Generdtor
200 testovacich sekvenci je signdlem ze svého chybového vstupu
201 zastaven a Ff{dfci procesor 400 zaznemend chybovou adresu |
pFivédénou na jeho vstupnf brinu 420 testovac{ adresy a obssah
pPivédény na jeho vstupni brénu 410 testovaciho vzorku obsahu.
Potom #{dfci procesor 400 signdlem vysilanym na nastavovaci
vatup 703 chybového registru 100 ulozi pofad{ zaznemenané chyby
a chybového ¥{tade 500 do vstupni brény 710 poradi chyby chybo-
vého registru 700. D4l #{dfci procesor 400 signdlem vyslanym
na stopovaci vstup 204 generétoru 200 testovacich sekvenci na-
stavi generdtor 200 testovacich sekvenci na polétek testovacfho
vzorku a adrebace a signdlem vysilanym ze svého nmulovaciho vy-
stupu 402 jednak vynuluje chybovy &fta¥ 500 a jednak vynuluje
vyhodnocovaci obvod 300. Potom #f{dIci procesor signélem vysla=-
nym na startovaci vstup 203 generdtoru 200 testovacich sekven-
c{ opét spusti testovéni od poddtku testovactho vzorku.

Vyndlez miZe byt vyuZ?it v oboru vypoletni a sdélovact
techniky a v oboru automatizace.
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PEEDMET VvVYNALEZU

Zapo jen{ pro zéznam chybové adresy a obsahu, zjidténych
testovdnfm, vyznadené ti1im %e vystupni bréna
(210) testovactho vzorku obsahu generdtoru (200) testovacich
sekvenci je spojena se vstupnf brénou (110) testovacfho vzorku
obsahu testovaného objektu (100), se vstupnf brénou (310). tes-
tovactho vzorku obsahu vyhodnocovacfho obvodu (300) a se vstup-
ni brénou (410) testovactho vzerku obsal Fidictho procesoru
(400), pri&em% vystupni bréna (220) testovaci adresy generd-
toru (200) testovacfch sekvenci je pifipejena ke vatupni brén&
(120) testovacf adresy testovaného objektu (100) a ke vstupni
 bréné (420) testovaci adresy ffdfctho procesoru (400), p¥idem%
vystupni brédna (130) testovaného absahu testovaného objektu
(100) je piipojena k vyhodnocovacfmu obvodu (300), jeho¥ chybeo-
v¥ vystup (301) je piipejen k chybovému &ftadi (500), jeho% nu-
lovaci vstup (502) je spojen s nulovacim vstupem (302) vyhodno-
‘eovactho obvodu (300) a s nulovacim vstupem (402) #fdicfho pro-
cesoru (400), jeho# chybovy vstup (401) je spojen s chybovym
‘vstupem (201) generdtoru (200) testovacich sekvenci a s chybo-
vym vstupen (601) Llogického kompardtoru (600), piifem¥ nasta=
vovaci vstup (705) chybového registru (700) je spojen s nasta-
vovacim vstupem (405) #idicthe procesoru (400), p¥idemf vy-
stupnf bréna (510) pofadf chyby chybového &ftade (500) Je |
pFipojena ke vstupn{ brén¥ (610) poiadf chyby logického kompa-
rétoru (600) a ke vstupni brdn& (710) poiadf chyby chybového
registru (700), jeho% vystupn{ bréna (720) zaznemenané chyby
Jje ptipojena k logickému kompardtoru. -
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